
マルチカメラテスター 

ＭＯＤＥＬ： SAE-800 

AE露出測定およびシャッター速度測定に 

対応した35mmフィルムカメラ用測定器です。 

AE測定には拡散光源を使用し、 

シャッター速度測定には専用受光部と 

平行光光源を使用することで、 

高精度な測定を実現します。 

・AEカメラの露光量(EV)および絞り値(FNo.)を測定し、基準露光量に対する露光誤差(⊿EV)を算出 

・フォーカル プレーン シャッターの3ポイント測定(横方向・縦方向対応) 

・露出時間・幕速・露出ムラ・X遅延などを測定 

・シャッタースピード1/8000までの高精度測定 

LCD画面では測定結果を確認でき、 

7セグメントLEDでは必要な測定項目を 

切り替えて表示できます。  

シャッター専用の平行光源で 

測定することにより 

1/8000まで正確に測定可能です。 
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被測定物 35mm用フォーカル プレーン シャッター及びレンズシャッター 

シャッターテスターでは、縦幕Up/Down両対応、横幕対応 

校正 CALIBRATION機能：測定準備として、カメラをBULB状態での基準露光量を登録 

OFFSET機能：測定準備として、受光部センサーの遮光状態を登録(AEテスター) 

通信Interface USB(仮想COMポート RS-232C準拠) 

測定環境 温度：15〜30℃ ±2℃環境下 

湿度：80％以下 結露なきこと 

電源電圧 AC100〜240V±10％ 50/60Hz 

消費電力 40VA以下 

寸法・重量 本体(拡散光源)：253(W)×250(D)×321(H)mm 8kg 

平行光光源：140(W)×400(D)×214(H) 4kg 

【共通仕様】 

測定項目 ⊿EV ： フィルム面露光量(基準露光量に対する実測露光量誤差) 

EXP ： 露出時間 ms 

X ： X接点時間 ms 

F ： 絞り(基準FNo.に対する実測FNo.誤差) 

ISO感度選択 25，50，100，200，400，800，1600，3200 

基準FNo.選択 1.0，1.4，2.0，2.8，4.0，5.6，8.0，11，16，22，32 

シャッタースピード 1/2，1/4，1/8，1/16，1/30，1/60，1/125，1/250 

測定精度 ±0.07EV以下(±5％) 

光源 拡散光源                          輝度面：100×100mm 

輝度範囲：LV5〜LV16         輝度ムラ：±2.5％以下 

光源：高演色LED                色温度；3000±200K 

【AEテスター仕様】 

測定項目 TOP：前端露出時間      RUN1C H：先幕前半走行時間 

CENT：中央露出時間     RUN2C H：後幕前半走行時間 

BOTT：後端露出時間     X：X接点時間(開き終わりから接点) 

FULL：全開時間         X+：X余裕時間(接点から閉じ始め) 

RUN1C：先幕走行時間     FP：FP発光モード時間(接点から開き始め) 

RUN2C：後幕走行時間       M：M遅延モード時間(接点から中央開き) 

測定精度 平行光光源：±5μs以下 

縦幕/横幕 縦走行幕と横走行幕のシャッターに対応 

光源 平行光源        レンズ径：φ50mm 

光源：白色LED     色温度：3000K±200Ｋ 

【シャッターテスター仕様】 


